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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Perturbations conduit

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une orgahisation iale ormalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toute astion de no mallsatlon dans les

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — en > publie des Normes
internationales des Spécifications techniques des Rapports echhigues scifteations accessibles au

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et no
également aux travaux. La CEI collabore étroitement a

comme telles par les Comi
s'assure de I'exactitude du
de I'éventuelle mauvaisé

mesure possible appliquer de
nationales et regionales
nationales ou régiorale z

La CEl n’a prévuAat € arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour le ts dé s conformes a une de ses Publications.

Tous les utiliga rer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication

Aucune responsabi la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandatal experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux deNa\ CE\,Mour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage~de quelqui na que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) enses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

toute autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-2 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

La présente version consolidée du CISPR 16-1-2 est issue de la premiére édition (2003) et de
son amendement 1 (2004) [documents CIS/A/503/FDIS et CIS/A/521/RVD].
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Ancillary equipment — Conducted disturbances

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatiop omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). ( promote
international co-operation on all questions concerning standardization in these i S ic’fields. To
this end and in addition to other activities, ards, 3\ pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i 22 1 to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committgés; aqy\E ommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo rnmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also particip, € collaborates closely
with the International Organization for Standardization ( onditions determined by
agreement between the two organizations

The formal decisions or agreements of IEC op technical(matte early as possible, an international
consensus of opinion on the relevant supject mitee has representation from all

Publications is accurate, IEC cannot be held onsikleNfor the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end . %Q
In order to promote inter ationa i EC n ommittees undertake to apply IEC Publications

ztional and regional publications. Any divergence

between any IEC Publicabi atiopal or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declare ae i i \/EC Publication.

All users should engéte thaf the est edition of this publication

No liability shall @ttac directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of i mittees and IEC Nat|ona| Commlttees for any personal injury, property damage or

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-1-2 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This consolidated version of CISPR 16-1-2 is based on the first edition (2003) and its
amendment 1 (2004) [documents CIS/A/503/FDIS and CIS/A/521/RVD].
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Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

@%

* amendée.

N
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It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the

publication will be
* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

*+ amended.

N
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INTRODUCTION
Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées

en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure
Appareils de mesure % CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

des perturbations
radioélectriques é
et de l'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pertur atlons rayonnées

S{:

Emplacements d'essai p “tal nhage d
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHz Qﬁx
/ CISPR 16-2-1 Mesures des p/rtJ\a\Qns\:{)}m{tes
W
3

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

CISPR 1622 | Mesure de la fu{ssanc rtu}b\atn\ )
CISPR 16-2-3 Mesure%&&&\qba\@@?ayoﬁ\ées
~

CISPR 16-2-4 MWW\UQ@

CISPR 16-3 /éap;ym{s te}\ Ues.du C|§DR
CISPR 16-4- Inceptitudes dans\es essais normalisés en CEM
Reoports o / I\ \Incgjtiyides danse
CISPR 16-3 | recommandations ¢ /CW’SER 1(5/455 Incer(tud@ I'instpdmentation de mesure
du CISPR N
onsiWatistiques dans la détermination
CISPR 16:4- la conformité CEM des produits fabriqués en

grand nombre

CISPR 16-4 | Incertitudes dans Wues des plaintes pour le calcul
les mesures CE)(\ \S mites

éthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
atre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports

La CISPR 16-1 est constituée des cinq parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
— Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques:

e Partie 1-1: Appareils de mesure,

e Partie 1-2: Matériels auxiliaires — Perturbations conduites,

« Partie 1-3: Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice,

« Partie 1-4: Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées,

« Partie 1-5: Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz.
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INTRODUCTION
CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,

to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.
See the list given below.

Old CISPR 16 publications New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus

Radio disturbance CISPR 16-1-2 | Ancillary equipment — Conducted disturbances

and immunity . . .
CISPR 16-1 | measuring X CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power
apparatus CISPR 16-1-4 Ancillary equipment — Radiﬁ@m{{rbances
CISPR 16-1-5 ?rgggr;\ch:librationtjs\t ite's for. 30 M
CISPR 16-2-1 Conducted dlsturbag\ce}k\eES{ }\ >
Methods of -

CISPR 16-2-2 Measuremen@f d\su{hgnée\p(}v\ x

CISPR 16-2-3 Rad.atemu&ancg\n%\ssu%\men\/

CISPR 1624 | Immunitymeastrdmens™_ >
CISPR 16-3 )szPRte\ct\mc ports\

CISPR 16-4-1 KUnc rt}mnes\\stan sed EMC tests

SPR 16442 >bl/s(éreré\?\t |ns\y‘nentatlon uncertainty

Statis |cal consjderations in the
SPR\{6-4:3 etermination 6f EMC compliance of mass-
i produced products

CISPR 16-4 | Uncertainty in EMC CISW"‘ tatistics of complaints and a model for the

CISPR 16-2 | measurement of <
disturbances and
immunity

Reports and
CISPR 16-3 | recommendations
of CISPR

S N AN

A\

measurements ca tion of limits

Mirearhe
More specific mformato ion bet the ‘old’ CISPR 16-1 and the present ‘new’

CISPR 16-1-2 is tenthisNntroduction (TABLE RECAPITULATING CROSS
REFERENCES)

reports with
are given in

disturbance ana Munity measuring apparatus and methods — Radio disturbance and
immunity measuring apparatus:

e Part 1-1: Measuring apparatus,

e Part 1-2: Ancillary equipment — Conducted disturbances,

e Part 1-3: Ancillary equipment — Disturbance power,

e Part 1-4: Ancillary equipment — Radiated disturbances,

» Part 1-5: Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxiéme édition de la CISPR 16-1

Articles, paragraphes

Annexes

NOZZ—m

Tableaux

18, 22

Figures

7,8,9, 23, 24

10, 20, 52, 53,

25, ...
F.1

30, ...
44, ...
49, 50
Q.1,...,Q.6

, 29
, 37

Premiére édition de la CISPR 16-1-2

Articles, paragraphes

2

3.1,..., 3.3
3.4, .., 37
4

5

6

7

8
Annexes
A

B

C

D

E

4 2! 3! 4! 5
5<> 6,7,8,9, 10
% A1, ..., A5

A.6
B.1,...,B.8
c1,..,C5
D.1,D.2
EA1,..,E®6

CISPR 16-1-2 © CEI:2003+A1:2004
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TABLE RECAPITULATING CROSS-REFERENCES

Second edition of CISPR 16-1

Clauses, subclauses

2
3.8, ..., 3.10
3.20, .., 3.23

Annexes

NOzZz=Zz—mT

Tables

18, 22

Figures

7,8,9,23, 24 Q

10, 20, 52, 53, 54

25, ..., 29
F.1

30, ..., 3
44, ..., 4
49, 50

Q.1,...,Q6

First edition of CISPR 16-1-2

Clauses, subclauses

2
3.1,...,3.3
3.4, .., 37
4

5

6

7

8
Annexes

iiEUOw:D

@)S

Figures
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
A1, ..., A5
A.6
B.1,...,B.8
c1,..,C5
D.1,D.2
E1,..,EB6
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentalg
caractéristiques et les performances des appareils de mesure de tens

spécifie les

sondes de courant et de tension et boitiers de couplage po
cables.

Les méthodes de mesure sont traitée yarti informations supplémentaires
sur les perturbations radioélectriques‘sont\doR i de la CISPR 16.

non datees la dernierenedi sptnde référence s appllque (y compns les éventuels
amendements).

CISPR 14-1:20
domestiques, outilla

CISPR 16-1-1:

pécifications des méthodes et des appareils de mesure des
slectriques et de l'immunité — Partie 2-1: Méthodes de mesure des
immunité — Mesures des perturbations conduites

perturbations re
perturbations et

CISPR 16-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

CISPR 16-4-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité — Partie 4-1: Incertitudes, statistiques et
modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés en CEM

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité — Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et
modélisation des limites — Incertitudes de l'instrumentation de mesure

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie, Organisation
Internationale de Normalisation, Genéve, seconde édition, 1993
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